DISENO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS

Curso: Cuarto Cuatrimestre: Primero N° de Créditos: 4.5+3 Caodigo: 764
Departamento: Tecnologia Electronica, Ingenieria de Sistemas y Automatica

Profesor Responsable: Eugenio Villar (0,5 T)

Otros Profesores: Ifiigo Ugarte Olano (2,5 T + 1,5 P + 3 Pr.) y Juan Castillo Revuelta (9 Pr.)
Asignaturas previas recomendadas: Electronica Basica, Electronica Digital | y 1
Asignaturas recomendadas del mismo curso:

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo de esta asignatura es dotar al alumno del conocimiento de las distintas alternativas de
disefio de circuitos y sistemas electronicos disponibles en la actualidad asi como sus repercusiones
en cuanto a prestaciones, coste, fiabilidad, etc. al objeto de capacitarle en la eleccion de la solucién
Optima a la aplicacion de la que se trate. La asignatura incluye el manejo de herramientas de disefio
y el estudio de VHDL y su aplicacion a la simulacion y sintesis de circuitos electronicos. El curso
cubre asimismo la verificacion del disefio y el anélisis de fiabilidad. La formacion tedrica se
complementa con 3 créditos de précticas en el laboratorio de disefio de sistemas electronicos.

PROGRAMA

Tema 1. APROXIMACIONES AL DISENO ELECTRONICO

Introduccion a la Tecnologia Microelectrénica. Evolucion tecnoldgica. Analisis de coste.
Aproximaciones al disefio electrénico. Electronica discreta frente a electrénica integrada. Circuitos
comerciales. Microprocesadores. Dispositivos légicos programables. Matrices de puertas
programables. Disefio con matrices de puertas: Mares de puertas. Disefio con celdas estandar:
Biblioteca de celdas. Disefio completamente a medida. Disefio de ASICs analdgicos. Comparacion
de las diferentes aproximaciones de disefio. Proceso de disefio.

Tema 2. EL LENGUAJE VHDL

Necesidad de notaciones estandar. Introduccién al lenguaje VHDL. Modelado temporal: Ciclo de
simulacién. Elementos basicos del lenguaje: Descripcion estructural, descripcion en flujo de datos y
descripcion de comportamiento. Unidades de disefio. Sentencias VHDL.

Tema 3. VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS

Importancia de la verificacién. Fases del testing. Calidad del testing. Consideraciones de coste.
Generacion de vectores de test: ATPGs. Validacion de la secuencia de test: Simulacion de fallos.
Aplicacion de la secuencia de test: El equipo de test automatico. Andlisis de la respuesta: Diagnosis.
Verificacidn de circuitos analégicos y mixtos. Disefio para testabilidad.

Tema 4. FIABILIDAD DE SISTEMAS ELECTRONICOS

Definiciones béasicas. Modelado de la fiabilidad. Prediccion de la fiabilidad.
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CRITERIOS DE EVALUACION:

Evaluacion normal.

Examen de Teoria y Problemas: 75% (sin apuntes)
(la nota del examen tiene que ser superior a 4)

Préacticas de Laboratorio: 25%




